
 
 

IC設計能力鑑定與 IC競賽合作獎勵辦法 

參加教育部舉辦之「大學校院積體電路設計競賽(IC設計競賽)」，報名以下組別

且完成決賽者，視同通過國家晶片系統設計中心舉辦之「IC設計能力鑑定」術科考

試，僅需報考學科筆試通過即可取得「IC設計能力鑑定」授證資格。 

1. 「IC設計能力鑑定」與「IC設計競賽」對應組別 

科別 IC設計競賽對應組別 

IC佈局設計能力鑑定 

A組 全客戶設計(研究所組) 

C組 類比電路設計(研究所組及大學部組) 

D組 全客戶設計(大學部組) 

數位 IC設計能力鑑定 B組 標準元件數位電路設計(研究所組及大學部組) 

2. 完成「IC設計競賽」決賽者，其「IC設計能力鑑定」術科成績認定如下 

IC設計競賽 
IC佈局設計能力鑑定 

術科成績 

數位 IC設計能力鑑定 

術科成績 

進入決賽且取得特優或優等 100 100 

進入決賽且取得佳作 85 85 

進入決賽且取得完成獎 70 70 

3. 去年(105年)參加 IC競賽符合上述資格者，今年(106年)報名「IC設計能力鑑

定」亦可享有同樣優惠。 

4. 「IC設計競賽」取得佳作以上者，當年度可免費報考「IC設計能力鑑定」。 

5. 請符合上述獎勵資格之考生上網報名後，將取得上述成績之獎狀電子檔 email

至 icdesign@cic.narl.org.tw，主辦單位將確認資格並 email回覆術科認定成績。 

聯絡資訊 

國家晶片系統設計中心能力鑑定工作小組 

TEL：03-5773693分機 225 

FAX：03-5774064 

E-mail : icdesign@cic.narl.org.tw 

IC設計能力鑑定網址：http://www.cic.org.tw/icdesign 
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